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Die Dynamik von Oberfl'chenstrukturen wird mit pr�zedenzloser r�umlicher und
zeitlicher Aufl�sung durch ultraschnelle Elektronenkristallographie bestimmt. Die
dynamischen Prozesse werden durch einen Femtosekunden-Laserpuls ausgel�st, ein
ultrakurzer Elektronenpuls bildet die kurzlebigen Oberfl�chenstrukturen ab.
Momentaufnahmen der Beugungsmuster zu Verz�gerungszeiten Dt erm�glichen die
Beobachtung der Dynamik von Oberfl�chenstrukturen in Echtzeit mit atomarer
Aufl�sung. Mehr dazu erfahren Sie in der Zuschrift von A. H. Zewail et al. auf
S. 2759 ff.


